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	Циљ предмета

Стицање знања и вештине у раду са једнoм од неопходних савремених аналитичких метода (SEM/EDS/WDS) 










	Исход предмета 

Оспособљавање за директан практични рад на SEM/EDS/WDS-у, од припреме узорака, преко директне обсервације до приказа аналитичких података.






	Садржај предмета
Теоријска настава

Основни принципи електронске микроскопије - увод; Функција важних делова скенирајућег електронског микроскопа; Припрема различитих врста узорака и наношење на носаче; Основни принципи напаривања (злато, угљеник); Постизање вакума, уношење и промена узорка, SEI и BSC слике; EDS/WDS - анализа; Неполирани узорци - квалитативне и семиквантитивне анализе, унутрашњи стандарди; Спољашњи стандарди; Полирани узорци - тачкаста и линијска квантитативна анализа; Мапирање; Аналитичке грешке; Приказ аналитичких података; Катодолуминесценција - циркон и друге минералне врсте; 









Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практичне вежбе у лабораторији за скенирајућу електронску микроскопију од припреме материјала преко директног мерења до приказа и обраде резултата.
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	Број часова  активне наставе
	Остали часови

	Предавања:

2
	Вежбе:
2
	Други облици наставе:
	Студијски истраживачки рад:


	

	Методе извођења наставе

Теоријска настава: Интерактивна уз Power Point презентације сваке наставне јединице; Практична настава: Непосредан рад у лабораторији за скенирајућу електронску микроскопију.











	Оцена  знања (максимални број поена 100)

	Предиспитне обавезе
	поена
	Завршни испит 
	поена

	активност у току предавања
	10
	писмени испит
	

	практична настава
	30
	усмени испит
	30

	колоквијум-и
	30
	..........
	

	семинар-и
	
	
	


